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(57) Abstract: The invention relates to a device for the interferometric measurement of an optical imaging system which is used to
P ging sy

€73 image a useful model provided on a mask in the image plane of said imaging system. Said measuring device has a wave front source

g for producing at least one wave front which passes through the imaging system, a diffraction grid which can be arranged behind the

P imaging system in order to interact with the wave front which is modified by the imaging system, and a spatially resolving detector

which is associated with the diffraction grid and is used to detect interferometric information. The wave front source comprises at

least one measuring model (34) which is embodied on the mask (8) along with the useful model (35).
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(57) Zusammenfassung: Eine Messvorrichtung zur interferometrischen Vermessung eines optischen Abbildungssystems, das zur
Abbildung eines an einer Maske vorgesehenen Nutzmusters in die Bildebene des Abbildungssystems vorgesehen ist, hat eine Wellen-
frontquelle zur Erzeugung mindestens einer das Abbildungssystem durchlaufenden Wellenfront, ein hinter dem Abbildungssystem
anordenbares Beugungsgitter zur Wechselwirkung mit der vom dem Abbildungssystem umgeformten Wellenfront und einen dem
Beugungsgitter zugeordneten, ortsauflésenden Detektor zur Erfassung von interferometrischer Information. Die Wellenfrontquelle
umfasst mindestens ein Messmuster (34), das zusitzlich zu dem Nutzmuster (35) an der Maske (8) ausgebildet ist.
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Zusammenfassung; Abbildungen 4-6

_____ L

Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie
entnehmen

© Besondere Kalegorien von angegebenen Verbifentlichungen : ™ S%étezje Velgéﬁepy%czurt\g, die r}%ch ?en{ imezjnatiz?nsderli Anlzngldedatum
*A* Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritatsdatum verdifentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondgm_nur zum Ve_rstandnls des_ der

N N Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der inr zugrundeliegenden

*E* dlteres Dokument, das Jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist

Anmeldedatum verdffentlicht worden ist *X* Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
‘L* Verdffentiichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zwelfelhaft er— kann allein avigrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf

scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachief werden

anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden

soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Y* Veréfientlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

kann nicht als auf erfinderischer Té&tigkeit beruhend betrachtet

., ausgefiibrt) o o werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
0" Vertifentlichung, die sich auf eine milndliche Offenbarung, . Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
b Vemeﬁ Belr]w}’zung. :me Alasslellutng Ortier a?deri Ma‘iga'c}"?e“ begreht " diese Verbindung fir einen Fachmann naheliegend ist

"P* Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nacl ow - " g s

dem beanspruchien Prioritatsdalum versfientlicht worden ist &" Verbffentlichung, die Milglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
27. April 2004 i1 06 204
Name und Poslanschrift der Internationalen Recherchenbehérde Bevoliméchtigter Bedienstster

Européisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NI_I- 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016 Scheu, M

Fomblatt PCTASA/210 (Blatt 2) (Januar 2004)



I tionales Aktenzeichen

PCT/EP 03/03566

INTERNATIOI\‘.ER RECHERCHENBERICHT

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® | Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

X US 5 686 984 A (SUZUKI AKIYOSHI) 24
11. November 1997 (1997-11-11)

Spalte 4, Zeile 50 - Zeile 67; Abbildungen
2,3

X US 5 851 707 A (OKAMOTO KAZUYA ET AL) 24
22. Dezember 1998 (1998-12-22)
Abbildung 7

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Januar 2004)

Caddkan 2 wuan 92



ernationales Aktenzeichen

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT PCT/EP 03/03566

Feld] Bemerkungen zu den Anspriichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blait 1

Geman Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden fiir bestimmte Anspriiche kein Recherchenbericht erstelit:

1. D Anspriche Nr.
weil sie sich auf Gegensténde beziehen, zu deren Recherche die Behdrde nicht verpflichtet ist, namlich

2. D Anspriche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,
daR eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefiihrt werden kann, namilich

3. D Anspriiche Nr.
weil es sich dabei um abhangige Anspriiche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaft sind.

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthélt:

siehe Zusatzblatt

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusatziichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbearicht auf alle recherchierbaren Anspriche.

2 D Da ftir alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche chne einen Arbeitsaufwand durchgefiihrt werden konnte, der eine
i zusitzliche Recherchengebiihr gerechifertigt hétte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr aufgefordert.

3. m Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusétzlichen Recherchengebithren rechtzeitig entrichtet hat, ersfreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fiir die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die
Anspriche Nr.

1-24

4, I:l Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebithren nicht rechtzeitig entrichtet, Der internationale Recher—
chenbericht beschrénkt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwéhnie Erfindung; diese istin folgenden Anspriichen er—
fast:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs D Die zusétzlichen Geblhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit.

Die Zahlung zusétzlicher Recherchengebiihren erfolgte ohne Widerspruch.
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WEITERE ANGABEN PCTASA/  21Q

Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthilt,
namlich:

1. Anspriiche: 1-23

Maske zur Verwendung bei einer Projektionsbelichtungsaniage,
Messvorrichtung mit fener Maske und
Projektionsbelichtungsanlage mit einer Maske welche ein
Nutzmuster und Messmuster aufweist

2. Anspruch: 24

Maske mit Trager,Nutzmuster und streuender Struktur

3. Anspriiche: 25-26

Verfahren zur Auswertung von Signalen eines ortsauflésenden
Detektors zur Bildung eines zur Weiterverarbeitung
vorgesehenen Messignals mit der Ortlich selektiven Auswerung
von Detekorsignalen in Abhangigkeit von mindestens einer
Auswertungschwellenbedingugn zur Ermittlung von
Fldchenbereichen des Detektors mit einem fir die
Weiterverarbeitung ausreichenden Siganl/Rausch Verhiltnis
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